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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Partie 7-4: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed
connectors, for data transmission with frequencies up to 250 MHz
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nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization‘co
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is, to
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic f
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical“Specifi
nical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter sreférred to
cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National, Committee in
e subject dealt with may participate in this preparatory work. International,. governmental a
rnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation.. IEC collaborateq
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with-’conditions detern
ement between the two organizations.

ormal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as‘nearly as possible, an inte

consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
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bsted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC
mittees in that sense. While all reasonable efforts are madé\to ensure that the technical conten
cations is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
terpretation by any end user.

der to promote international uniformity, IEC National’ Committees undertake to apply IEC Pub
parently to the maximum extent possible in thegi; national and regional publications. Any diV
een any IEC Publication and the corresponding.national or regional publication shall be clearly ind
hiter.

tself does not provide any attestation of (conformity. Independent certification bodies provide cg

asselssment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible
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ces carried out by independent certifiCation bodies.
sers should ensure that they havesthe latest edition of this publication.

ability shall attach to IEC op-its.\directors, employees, servants or agents including individual exp|
bers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property da

damage of any nature, whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fq
nses arising out of _the\publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any of
cations.

tion is drawn te_the Normative references cited in this publication. Use of the referenced public
pensable for thel\correct application of this publication.

tion is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
ht rights\[EC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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tional’ Standard IEC 60603-7-4 has been prepared by subcommittee 48B: Conn

ectors,

ltechnical committee 48 Electromechanical components and mechanical structures for

This second edition of IEC 60603-7-4 cancels and replaces the first edition issued in 2005,
and constitutes a technical revision.

The main technical changes with regard to the previous edition are as follows:

Removal of test methods that are now referenced to IEC 60512-26-100.
Addition of TCL and TCTL requirements.

Removal of the electrical, mechanical, dimensional, environmental conditioning tests by
reference to IEC 60603-7.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/2137/FDIS 48B/2178/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list [of all parts of IEC 60603 series, under the general title Connectors for electronic
equipment, can be found on the IEC website.

The cgmmittee has decided that the contents of this publication will remain unchanggd until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iéc.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* recpnfirmed,

* withdrawn,

* repjaced by a revised edition, or
+ amgnded.
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IEC 60603-7 is the base specification of the whole series. Subsequent specifications do not
duplicate information given in the base document, but list only additional requirements. For
complete specification regarding a component of a higher number document all lower
be considered as well. The following diagram shows the

numbered documents shall
interrelation of the documents:

Unshielded Shielded
3 MHz IEC 60603-7 < IEC 60603-7-1
A A
100 MHz IEC 60603-7-2 {EC 60603-7-3
A 4
250 MHz IEC 60603-7-4 IEC 60603-7-5
3 )
500 MHz IEC 60603-7-41 IEC 60603-7-51
A
- X
600 MHz Indicates réference for IEC 60603-7-7
dimensions, mechanical and
electrical characteristics,
tests and test schedules.
1 000 MHz IEC 60603-7-71
Indicates reference for
transmission performance
(backward compatibility)
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Partie 7-4: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed
connectors, for data transmission with frequencies up to 250 MHz

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 60603 covers 8-way, unshielded, free and fixed connectors~references
dimengional, mechanical, electrical and environmental characteristics and tests in IEC p0603-
7, and| specifies electrical transmission requirements for frequencies up to 250 MHz.|[These
connegtors are typically used as category 6 connectors in class E cabling systems spedified in
ISO/IEC 11801.

These| connectors are intermateable and interoperable with dther IEC 60603-7 |series
connegtors as defined in Clause 2 of IEC 60603-7.

These [connectors are backward compatible with other IEC 66603-7 series connectors.

NOTE [fransmission performance categories: in this IEC standardy'the term “category”, when used in reference to
transmigsion performance, refers to those categories defined by, ISO/IEC 11801.

1.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dajed references, only the edition cited~applies. For undated references, the latest |edition
of the referenced document (including any'amendments) applies.

IEC 60512-1-100, Connectors forlelectronic equipment — Part 1-100: General — Apglicable
publicgtions

IEC 60512-2-1, Connectars-for electronic equipment — Tests and measurements — Part 2-1:
Electrigal continuity and ¢ontact resistance tests — Test 2a: Contact resistance — Millivglt level
method

IEC 60512-27-400, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements |- Part
27-104: Signalintegrity tests up to 500 MHz on IEC 60603-7 series connectors — Tests|27a to
2791

IEC 60603-7:2008, Connectors for electronic equipment — Part 7: Detail specification for 8-
way, unshielded, free and fixed connectors

IEC 61156 (all parts): Multi-core and symmetrical pair/quad cables for digital communications

IEC 62153-4-12:2009, Metallic communication cable test methods - Part 4-12:
Electromagnetic compatibility (EMC) — Coupling attenuation or screening attenuation of
connecting hardware — Absorbing clamp method

1 To be published.
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2 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in Clause 2 of IEC 60603-7
apply as well as the following.

2.1
backw

ard compatibility

the backward compatibility requirement ensures that a free or fixed connector which is in
compliance with this standard, mated with a fixed or free connector respectively in compliance
with any lower frequency IEC 60603-7 series connector, fully complies with the requirements

of the |

ower frequency IEC 60603-7 series connector

3 Cqg

See Clause 3 of IEC 60603-7 for dimensions, views and requirements.

4 C4g

See Clause 4 of IEC 60603-7 for cable termination and internal connections types.

5 Gauges

The g4

6 CH

6.1

Conne
specifi

6.2

The pin and pair grouping ‘assignment of 6.2 of IEC 60603-7 applies.

6.3

Conne

defined bydEC 60603-7.

)mmon features and isometric view

ble terminations and internal connections — Fixed and free connecto

uges as defined by Clause 5 of IEC 60603-7 shall apply.

aracteristics

General

ed by IEC 60603-7.

Pin and pair grouping assignment

Classification'into climatic category

Ctors _aceording to IEC 60603-7-4 are classified in the same climatic categol

6.4

Etectrical characteristics

S

ctors according to IEC 60603-7-4 shall also conform to all relevant requir¢gments

ies as

Connectors according to IEC 60603-7-4 shall also conform to the electrical characteristics
specified by IEC 60603-7.

6.4.1

Creepage and clearance distances

See 6.4.1 of IEC 60603-7.

6.4.2

Voltage proof

See 6.4.2 of IEC 60603-7.
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6.4.3

Current-temperature derating

See 6.4.3 of IEC 60603-7.

6.4.4

Initial contact resistance - Interface only (separable fixed and free contact)

See 6.4.4 of IEC 60603-7.

6.4.5

Input to output d.c. resistance

See 6.4.5 of IEC 60603-7.

6.4.6

See 6.

6.4.7

See 6.

6.4.8

See 6.

6.4.9

Condit

NOTE
transfer

6.5
6.5.1

Compl

according to\\specific test methods described in test group EP, see Table 1{.

Input to output d.c. resistance unbalance

1.6 of IEC 60603-7.

Initial insulation resistance

1.7 of IEC 60603-7.

Transfer impedance

1.8 of IEC 60603-7.

Coupling attenuation
ons:

IEC 62153-4-12

Mated connectors

All pairs: 235 dB from 30 MHz to \+00 MHz
>75 — 20log(f) dB from 100 Mkiz to 1 000 MHz

Coupling attenuation is assumed to be fulfilled when transverse conversion loss and transverse co
loss are met from 1 MHz to 250 MHz.

FTransmission characteristics

General

ance to. ‘this standard, in respect to transmission characteristics, is dete

interoperability of connectors compliant to this standard shall be demonstrated by test
fixed cpninectors with the full range of free connectors according to IEC 60512-27-1002.

hversion

rmined
The
ng the

All transmission performance requirements apply between the reference planes specified in
IEC 60512-27-100.

NOTE

6.5.2

In the following sub clauses f is the frequency expressed in MHz.

Insertion loss

Conditions:

IEC 60512, test 27a

2 For transmission performance, interoperability and backwards compatibility, IEC 60512-26-100 may be used as
an alternative to IEC 60512-27-100 for connecting hardware that has been previously qualified to IEC 60603-7-
4 edition 1. Where IEC 60512-26-100 is used that shall be reported.
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6.5.3
Condit

6.5.4

6.5.5

NOTE
propagal

6.5.6

Condit

6.5.7

Condit

-10 - 60603-7-4 © IEC:2010

Mated connectors

All pairs: < 0,02x,/f dB from 1 MHz to 250 MHz.

Whenever the equation results in a value less than 0,1 dB, the requirement shall revert

to 0,1 dB.
Return loss
ions:

IEC 60512, test 27b

Mated connectars

All pairs: > 64-20log (f) dB from 1 MHz to 250 MHz.

Whenever the equation results in a value greater than 30 dB, the requiremer
revert to 30 dB.

Propagation delay
All pairs: £ 2,5 ns

Propagation delay test does not need to be performed; since it is assumg
connectors comply by design.

Delay skew

All pair combinations: < 1,25 ns

This characteristic is calculated from the individuak\propagation delay measurements and,
tion delay (6.5.4), it is assumed that connectors comply)by design.

NEXT
ons:

IEC 60512, test 27c¢
Mated connectors
All pair combinations: 2 94-20log (f) dB from 1 MHz to 250 MHz .

Whenever the equation results in a value greater than 75 dB, the requiremer
revert to 75 dB.

Power sumNEXT (for information only)
ons:

Mated connectors

= NEXT,

PS NEXT, =—10log 310 10

i=Lizk

All pairs: > 90-20log (f) dB from 1 MHz to 250 MHz.

t shall

d that

as with

t shall

NOTE This characteristic is calculated from the individual NEXT measurements and connector compliance is
achieved by compliance to the NEXT requirements (6.5.6).

6.5.8
Condit

FEXT
ions:

IEC 60512, test 27d
Mated connectors
All pair combinations: > 83,1-20log (f) dB from 1 MHz to 250 MHz .
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Whenever the equation results in a value greater than 75 dB, the requirement shall
revert to 75 dB.

6.5.9 Power sum FEXT (for information only)
Conditions:

Mated connectors
n —FEXTy

PS FEXT, =—10log > 10 "

i=li#k

2650 Nl
O Z o0 vt T -

20l dR frana 4 ANMll—
3 ZOUTOyg (1) GO mTorT— T itz ¢

NOTE [This characteristic is calculated from the individual FEXT measurements and connectorceompliance is
achieved by compliance to the FEXT requirements (6.5.8).

6.5.10( Transverse conversion loss
Condit|ons:

IEC 60512, test 27f
Mated connectors
All pairs : > 68-20log (f) dB from 1 MHz to 250 MHz .

Whenever the equation results in a value greatér than 50 dB, the requirement shall
revert to 50 dB.

6.5.11| Transverse conversion transfer loss
Condit|ons:

IEC 60512, test 27g
Mated connectors
All pairs: > 68-20log (f) dB{from 1 MHz to 250 MHz.

Whenever the equation results in a value greater than 50 dB, the requirement shall
revert to 50 dB.

6.6 Mechanical
Connegtors according to IEC 60603-7-4 shall also conform to the mechanical charactgristics

specified by IEC60603-7.

7 Tests'and test schedule

7.1 General

See 7.1 of IEC 60603-7.

7.2 Arrangement for contact resistance test

For useful information regarding contact resistance tests see 7.2 of IEC 60603-7 clause.

7.3 Arrangement for vibration test

For useful information regarding the princ:ple of vibration tests see 7.3 >f IEC 60603-7.

7.4 Test procedures and measuring methods

See 7.4 of IEC 60603-7.
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7.5 Preconditioning

See 7.5 of IEC 60603-7.

7.6  Wiring and mounting of specimens
7.6.1 Wiring

Wiring of these connectors shall take into account the wire and cable diameter of the
defined in the IEC 61156 series as applicable by manufacturer’s specification.

7.6.2 Mounting

C:2010

cables

See 7.p.2 of IEC 60603-7.

7.7 FTest schedules

The te$t parameters required shall not be less than those listed in Clauser6.

7.71 Basic (minimum) test schedule

Not applicable.

7.7.2 Full test schedule
7.7.2.1 General

In addjition to the test schedule of IEC 60603-7;.0ne further group of two sets of
connegtors is required for group EP. The free connectors for group EP shall additionall
the requirements of the IEC 60512-27-100.

7.7.2.2 Test group P preliminary

All the[test group specimens shall be‘subjected to the preliminary group P of IEC 60603

7.7.2.3 Test group AP
See 7.[.2.3 of IEC 60603=7.

7.7.2.4 Test group BP
See 7.[.2.4 of (EC 60603-7.

7.7.2.1 Test group CP

mated
vy meet

1
~

See 7.7.2.5 of IEC 60603-7.

7.7.2.6 Test group DP
See 7.7.2.6 of IEC 60603-7.
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7.7.2.7 Test group EP

Table 1 — Test Group EP
Test Test Measurement to be performed
phase
Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
Test No. condition of test Test No.

EP1 All pairs, one Insertion loss | Test 27a Per 6.5.2
direction

EP 2 All pairs_both NEXT Test 27c Per6 56
directions, (pair to
pair)

EP 3 All pairs, both Return Test 27b Rer 6.5.3
directions

EP 4 All pairs, both FEXT Test 27d Per 6.5.8
directions, (pair to
pair)

EP 5 All pairs, both TCL Test 27f Per 6.5.1(
directions

EP6 All pairs, both TCTL Test 27g Per 6.5.11
directions

EP 7 Input to output Measurement points ™| Millivolt level | Test 2a | Per 6.4.5.

resistance as defined in 6,45 method

All input/output
connectorpaths

EP 8 Resistance Measurement points [ Millivolt level | Test 2a |Per6.4.6

unbalance as defined in 6.4.6 method

All input/output
connector path
combinations

NOTE All measuréments to be performed on mated connectors.

NOTE 2 Although the mated free connector can be different according to the requirement of the test stapdards, the

same fixed connéectors shall be used for each of the tests.

7.7.2.

See 7.7.2.8 of IEC 60603-7.

Test Group FP
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7-4: Spécification particuliére pour les fiches
et les embases non blindées a 8 voies pour la transmission
de données a des fréquences jusqu'a 250 MHz
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AVANT-FROFOS

Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de\ horm
osée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). U
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation g
hines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités'—"publie des

c (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confi

tés d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet)traité peut partici

hisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en-liaison avec la CEl, p3

bment aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisatig
des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Hécisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techriques représentent, dans I3
pssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux d
Pssés sont représentés dans chaque comité d’études.

Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recemmandations internationales et sont
ne telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin qu
ure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue resg
bventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui énest faite par un quelconque utilisateur final.

le but d'encourager I'uniformité internationale, les-Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans|

ire possible, a appliquer de fagon transparénte les Publications de la CEIl dans leurs pubj
nales et régionales. Toutes divergences .entre toutes Publications de la CEIl et toutes pub|
nales ou régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

El elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indég
issent des services d'évaluation de‘-conformité et, dans certains secteurs, accedent aux mar

ication indépendants.
les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniere édition de cette publicati

ne responsabilité ne.dojt étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilia
Hataires, y compris /Ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des
naux de la CEl, pour-tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de td
nage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris
stice) et les_dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la C
autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'att

bntion estrattirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pub

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuy

hlisation
b CEIl a
ans les
Normes

hationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessfbles au

be a des
ber. Les
rticipent
n (ISO),

mesure
b la CEI

agréées
e la CEI
onsable

toute la
ications
ications

endants
ues de

brmité de la CEIl. La CEl n'estlresponsable d'aucun des services effectués par les organigmes de

bn.
ires ou
Comités
ut autre
les frais
E| ou de

ications

bnt faire

réféﬁncées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

|’obj,f de droits de propriété intellectuelle ou de droijts nnnlnglmc Lla CEl ne saurait étre ten

le pour

responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60603-7-4 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du
comité d'études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour
équipements électroniques.

La présente deuxiéme édition de la CEl 60603-7-4 annule et remplace la premiére édition
publiée en 2005, et constitue une révision technique.

Les principales différences techniques par rapport a I’édition précédente sont les suivantes:

Retrait des méthodes d’essai qui sont désormais référencées dans la CEl 60512-26-100.

Ajo

ut des exigences TCL et TCTL.
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— Retrait des essais électriques, mécaniques, dimensionnels, et de conditionnement
environnemental avec renvoi a la CEl 60603-7.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/2137/FDIS 48B/2178/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 60603, présentées sous le'titre général
Connetteurs pour équipements électroniques, peut étre consultée sur le site, web de la CELI.

Le conpité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas madifié avant la date de
stabilite indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iecich"” dans les données
relativgs a la publication recherchée A cette date, la publication sera

* recpnduite,

* supprimée,

* renpplacée par une édition révisée, ou
*+ amgndée.
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La CEI 60603-7 est la spécification fondamentale de toute la série. Les spécifications
ultérieures ne dupliquent pas les informations indiquées dans ce document fondamental, mais

énumerent uniquement

les exigences supplémentaires.

Afin d’obtenir la spécification

compléte d’'un composant ayant un numéro de document supérieur, tous les documents de
numéros inférieurs doivent étre pris en compte. Le schéma suivant présente les relations

entre les documents:

Non blindé Blindé
3 MHz CEI 60603-7 < CEI 60603<7-1
A A
100 MHz CEl 60603-7-2 CEl 60603-7-3
A A
250 MHz CEI 60603-7-4 CEI 60603-7-5
3 5
500 MHz CEI 60603-7-41 CEI 60603-7-51
A
600 MHz Indique.la‘référence en CEIl 60603-7-7
matiere-de dimensions, de
caractéristiques
meécaniques et électriques,
d’essais et de programmes
1 000 MHz Fosaais o PIOS CEl 60603-7-71
R
Indique la référence en
matiére de performance de
transmission (compatibilité
ascendante)
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
Partie 7-4: Spécification particuliére pour les fiches

et les embases non blindées a 8 voies pour la transmission
de données a des fréquences jusqu'a 250 MHz

1 Généralités

1.1

La pré

renvoi¢ a la CEl 60603-7 pour les caractéristiques et les essais dimensionnels; méca

électrig
des fn
conneq
I'ISO/d

Ces cd
CEIl 60

Ces c
CEIl 60

NOTE
utilisé e

1.2

Les d

Domaine d'application

sente partie de la CEI 60603 couvre les fiches et les embases non blindées,a 8 V|

ues et d’environnement et elle spécifie les exigences de transmission électriq
equences jusqu’a 250 MHz. Ces connecteurs sont normalement utilisés
teurs de catégorie 6 dans les systémes de céblage de classe E spécifiés
El 11801.

nnecteurs sont accouplables et interopérables avec les\autres connecteurs de |
603-7 comme cela est défini a I’Article 2 de la CEl 60603-7.

603-7.

Catégories de performances de transmission: dans/la présente norme CEl, lorsque le terme “catég
reférence aux performances de transmission,sil\renvoie aux catégories définies par I''SO/CEI 118

Références normatives

bcuments de référence suivants sont indispensables pour [|'application du {

docum

nt. Pour les références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les réfé

oies et
iques,
e pour
comme
dans

B série

bnnecteurs offrent une compatibilité amont ayec/les autres connecteurs de la série

prie" est
1.

résent
rences

non datées, la derniére édition du’document de référence s'applique (y compris les événtuels

amendements).

CEI 60512-1-100, Connecteurs pour équipements électroniques — Partie 1-100: Généralités —

Publications applicables

CEIlI 60512-2-1~Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et meslires -

Partie

de conftact(— Méthode du niveau des millivolts

-1: Essais de continuité électrique et de résistance de contact — Essai 2a: Rés

stance

CEI 605T2-2Z7-T00, Conneclteurs pour équipements électroniQques — EsSSaiS et mesures —
Partie 27-100: Essais d’intégrité des signaux jusqu’a 500 MHz sur les connecteurs de la série
CEl 60603-7 — Essais 27a a 2791

CEI 60603-7:2008, Connecteurs pour équipements électroniques — Partie 7: Spécification
particuliere pour les fiches et les embases non écrantées a 8 voies

CEI 61156 (toutes les parties): Cables multiconducteurs a paires symétriques et quartes pour
transmissions numériques

1 A pu

blier.
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CEIl 62153-4-12:2009, Méthodes d’essai des céables métalliques de communication -
Partie 4-12: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Affaiblissement d'écran et de couplage
du matériel de connexion — Méthode de la pince absorbante (disponible en anglais seulement)

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés a I'Article 2 de la
CEI 60603-7 s’appliquent, ainsi que ce qui suit.

21

compatibilité amont

la coméatibilité amont assure qu’une fiche ou une embase conforme a la présente norme, qui
est acg¢ouplée a une embase ou une fiche d’un connecteur a plus basse fréquence copforme
a la sprie CEI 60603-7, satisfait a toutes les exigences de la série CEl 60603-7 s$ur les
connegteurs a plus basse fréquence

3 Caractéristiques communes et vues isométriques

Voir I'Article 3 de la CEI 60603-7 pour ce qui concerne les dimensiagns; les différentes yues et
les exigences.

4 Tdrminaisons de cables et connexions internes = embases et fiches

Voir I'Article 4 de la CEl 60603-7 pour ce qui concerng)les terminaisons de cables et leg types
de conpnexions internes.

5 Calibres

Les calibres tels qu’ils sont définis a I’Article 5 de la CEIl 60603-7 doivent s’appliquer.

6 Caractéristiques

6.1 Généralités

Les cdnnecteurs conformes a la CElI 60603-7-4 doivent aussi étre conformes a toufes les
exigenges applicables_spécifiées par la CEl 60603-7.

6.2 ffectation de groupement des broches et des paires

L’affecfation et le groupement des broches et des paires de 6.2 de la CEI 6p603-7
s'appliguent.

6.3 Classification en catégories climatiques

Les connecteurs conformes a la CEl 60603-7-4 sont classés dans les mémes catégories
climatiques que celles définies par la CElI 60603-7.

6.4 Caractéristiques électriques

Les connecteurs conformes a la CEI 60603-7-4 doivent aussi étre conformes aux
caractéristiques électriques spécifiées par la CEI 60603-7.

6.4.1 Lignes de fuite et distances d’isolement

Voir 6.4.1 de la CEIl 60603-7.
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Tenue en tension

Voir 6.4.2 de la CEI 60603-7.

6.4.3

Taux de réduction de I’intensité en fonction de la température

Voir 6.4.3 de la CEI 60603-7.

6.4.4

Résistance de contact initiale — Interface seulement (contact fiche-embase

séparable)

Voir 6.4.4 de la CEI 60603-7.

6.4.5

Voir 6.

6.4.6

Voir 6.

6.4.7

Voir 6.

6.4.8

Voir 6.

6.4.9

Condit

NOTE
I’affaibli

6.5
6.5.1

Résistance entrée/sortie en courant continu

1.5 de la CEl 60603-7.

Résistance différentielle d’entrée/sortie en courant continu

1.6 de la CEl 60603-7.

Résistance d’isolement initiale

1.7 de la CEI 60603-7.

Impédance de transfert

1.8 de la CEI 60603-7.

Affaiblissement de couplage

ons:
CEl 62153-4-12
Connecteurs accouplés
Toutes les paires: . > 35 dB, de 30 MHz a 100 MHz
> 75 — 20log(f/100) dB, de 100 MHz a 1 000 MHz

On suppose que,l'affaiblissement de couplage est satisfait lorsque [I'affaiblissement de sym
sement de symeétrie a I'extrémité distante sont satisfaits entre 1 MHz et 250 MHz.

Caractéristiques de transmission

Geénéralités

Ptrie, et

La conformité a la présente norme en ce qui concerne les caractéristiques de transmission,
est déterminée conformément aux méthodes d’essai spécifiques décrites dans le groupe
d’essai EP, voir Tableau 1. L’interopérabilité des connecteurs conformes a la présente norme
doit étre démontrée en soumettant les embases a des essais avec toute la gamme des fiches
conformes a la CEl 60512-27-1002.

Toutes les exigences de performances de transmission s'appliquent entre les plans de
référence spécifiés dans la CEl 60512-27-100.

2 Ence qui concerne les performances de transmission, I'interopérabilité et la compatibilité amont, la CEI 60512~
26-100 peut aussi étre utilisée comme alternative a la CElI 60512-27-100 pour les matériels de connexion qui
ont été qualifiés précédemment selon la CEI 60603-7-4, édition 1. Il doit étre mentionné quand la CEIl 60512-
26-100 est utilisée.
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NOTE Dans les paragraphes suivants, f désigne la fréquence exprimée en MHz.

6.5.2

Perte d'insertion

Conditions:

6.5.3

Condit

6.5.4

6.5.5

NOTE
avec le

6.5.6

Condit

6.5.7

CEI 60512, essai 27a
Connecteurs accouplés

Toutes les paires: < 0,02x\/7 dB, de 1 MHz a 250 MHz.

Dés que I'équation donne une valeur inférieure a 0,1 dB, I'exigence doit revenir a

0.1dB

Affaiblissement de réflexion
ons:

CEI 60512, essai 27b
Connecteurs accouplés
Toutes les paires: > 64-20log (f) dB, de 1 MHz a 250 MHz .

Dés que I'équation donne une valeur supérieure a 3Q.dB, I'exigence doit re
30 dB.

Temps de propagation
Toutes les paires: £ 2,5 ns

La réalisation de l'essai de temps de propagation n’est pas nécessaire, d

Dispersion de temps de propagation

Toutes les combinaisons de paires:’< 1,25 ns

Cette caractéristique est calculée a partir des mesures individuelles du temps de propagation et

NEXT
ons:

CEI 60512, essai 27c
Connecteurs accouplés
Toutes:les combinaisons de paires: > 94-20log (f) dB, de 1 MHz a 250 MHz .

Dés que I'équation donne une valeur supérieure a 75 dB, I'exigence doit re

75dB

emps de propagation (6.5.4), onsestime que les connecteurs sont conformes de par leur conception.

enir a

lans la

mesure ou I'on estime que les connecteurs sont conformes de par leur conceptign.

comme

enir a

Puissance cumulée de paradiaphonie (pour information uniquement)

Conditions:

Connecteurs accouplés

0 —NEXT,
PS.NEXT, =—10log Y 10

i=1,i#k

Toutes les paires: > 90-20log (f) dB, de 1 MHz a 250 MHz .

NOTE Cette caractéristique est calculée a partir des mesures individuelles de paradiaphonie et la conformité du
connecteur est obtenue par conformité aux exigences de paradiaphonie (6.5.6).
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6.5.8

Condit

6.5.9
Condit

NOTE
connect

6.5.10
Condit

6.5.11

Condit

6.6

FEXT
ions:
CEIlI 60512, essai 27d

Connecteurs accouplés
Toutes les combinaisons de paires: > 83,1-20log (f) dB, de 1 MHz a 250 MHz .

Dés que I'équation donne une valeur supérieure a 75 dB, I'exigence doit revenir a

75 dB.

Puissance cumulée de télédiaphonie (pour information uniquement)

ons:

Connecteurs accouplés

n  —FEXT,
PS.FEXT, =-10log » 10 1

i=Li%k

Toutes les paires: > 80,1-20log (f) dB, de 1 MHz a 250 MHz{;

Cette caractéristique est calculée a partir des mesures individuelles\de télédiaphonie et la confo
pur est obtenue par conformité aux exigences de télédiaphonie (6.5.8):

Affaiblissement de symétrie
ons:

CEI 60512, essai 27f
Connecteurs accouplés
Toutes les paires: > 68-20log (f) dB,de 1 MHz a 250 MHz .

Dés que I'équation donne une Vvaleur supérieure a 50 dB, I'exigence doit re
50 dB.

Affaiblissement de symétrie a I’extrémité distante
ons:

CEI 60512, essai 279
Connecteurs-accouplés
Toutes les'paires: > 68-20log (f) dB, de 1 MHz & 250 MHz .

Dés que I'équation donne une valeur supérieure a 50 dB, I'exigence doit re
50/dB.

Fmité du

enir a

enir a

Caractéristiques mécaniques

Les connecteurs conformes a la CElI 60603-7-4 doivent aussi étre conformes aux
caractéristiqgues mécaniques spécifiées par la CElI 60603-7.

7 Essais et programme d’essai

71

Voir 7.

Généralités

1 de la CEIl 60603-7.
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